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[57]申請專利範圍
1.　一種水質檢測系統，用以檢測一受測水源之濁度，該系統包括：一發光器，用以從該受
測水源上方向該受測水源發射一同調光；一影像擷取裝置，連續擷取該受測水源表面的

多個水面影像，每個所述水面影像中包括該同調光撞擊該受測水源中之懸浮粒子而在該

受測水源表面產生的一漸層影像，該漸層影像的亮度從邊緣向中心增強；及一處理器，

接收該些水面影像，並根據至少一亮度門檻定義出每一該些水面影像的一散射區塊，該

散射區塊對應該水面影像的高亮度區域，該處理器分別計算該些散射區塊的一面積參

數，並根據一篩選值比對該些面積參數以篩選該些散射區塊，以及根據篩選後所保留的

該些散射區塊的該些面積參數獲得一參數統計值，並根據一濁度對照表比對該參數統計

值，以判斷該受測水源的濁度；其中，該參數統計值越大，該受測水源的濁度越高。

2.　如申請專利範圍第 1項所述的水質檢測系統，其中，該亮度門檻包括一第一門檻值，該
處理器根據該第一門檻值將每一該些水面影像的每一像素區分為一第一像素值及一第二

像素值其中之一，以產生一第一二值影像，其中，該散射區塊所對應的該些像素的像素

值為該第一像素值。

3.　如申請專利範圍第 2項所述的水質檢測系統，其中，該處理器將該些水面影像進行灰階
化處理，以形成多個灰階影像，該處理器根據該第一門檻值比對每一該些灰階影像的該

些像素，以分別指定該些像素的像素值為該第一像素值及該第二像素值其中之一，進而

產生該第一二值影像。

4.　如申請專利範圍第 2項所述的水質檢測系統，其中，每一所述第一二值影像包括由多個
對應該第一像素值的像素群聚所形成之至少一第一區塊，該處理器計算每一所述第一二

值影像之該第一區塊的一區塊數量，並保留該區塊數量為一的該些第一二值影像為多個

候選影像，其中，該些候選影像所包括的該第一區塊對應於該散射區塊。
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5.　如申請專利範圍第 4項所述的水質檢測系統，其中，該處理器計算每一該些候選影像之
該第一區塊的一第一區塊面積為該面積參數。

6.　如申請專利範圍第 4項所述的水質檢測系統，其中，該亮度門檻更包括一第二門檻值，
該處理器根據該第二門檻值將對應於該些候選影像的該些灰階影像的該些像素的像素值

分別指定為一第三像素值及一第四像素值其中之一，以產生多個第二二值影像，其中，

由多個該第三像素值群聚所形成之一第二區塊對應於該散射區塊。

7.　如申請專利範圍第 6項所述的水質檢測系統，其中，該處理器分別計算該些第二區塊的
一第二區塊面積，以及計算每一所述候選影像的該第二區塊面積相對於該第一區塊面積

的一比值為該面積參數。

8.　如申請專利範圍第 7項所述的水質檢測系統，其中，該第二門檻值大於該第一門檻值，
每一所述候選影像中的該第二區塊面積小於該第一區塊面積。

9.　如申請專利範圍第 5或 7項所述的水質檢測系統，其中，該處理器根據該篩選值篩選該
些面積參數，並保留該些面積參數不大於該篩選值的該些候選影像，以及根據被保留的

該些候選影像的該些面積參數計算出該參數統計值。

10.   如申請專利範圍第 9項所述的水質檢測系統，其中，該篩選值為被該處理器保留的該些
候選影像的該些面積參數之平均值。

11.   如申請專利範圍第 9項所述的水質檢測系統，其中，該處理器依照該篩選值進行至少兩
次篩選。

12.   如申請專利範圍第 2項所述的水質檢測系統，其中，該處理器對該些二值影像進行侵蝕
及膨脹處理，以消除該些二值影像的毛邊效應。

13.   一種水質檢測方法，利用一發光器、一影像擷取裝置及一處理器檢測一受測水源之濁
度，該方法包括：由該發光器從該受測水源表面向該受測水源發射一同調光；由該影像

擷取裝置連續擷取該受測水源表面的多個水面影像，每個所述水面影像中包括該同調光

撞擊該受測水源中之懸浮粒子而在該受測水源表面產生的一漸層影像，該漸層影像的亮

度從邊緣向中心增強；接收該些水面影像，並根據至少一亮度門檻定義出每一該些水面

影像的一散射區塊，該散射區塊對應該水面影像的高亮度區域；分別計算該些散射區塊

的一面積參數，並根據一篩選值比對該些面積參數以篩選該些散射區塊；根據篩選後所

保留的該些散射區塊的該些面積參數獲得一參數統計值；及比對該參數統計值及一濁度

對照表，以判斷該受測水源的濁度；其中，該參數統計值越大，該受測水源的濁度越高。

14.   如申請專利範圍第 13項所述的水質檢測方法，其中，根據該亮度門檻定義出每一該些水
面影像的該散射區塊之步驟中，包括：根據該亮度門檻的一第一門檻值，將每一該些水

面影像的多個像素區分為一第一像素值及一第二像素值其中之一，以產生一第一二值影

像；其中，該散射區塊所對應的該些像素的像素值為該第一像素值。

15.   如申請專利範圍第 14項所述的水質檢測方法，其中，根據該水面影像產生該第一二值影
像之前，更包括：將該些水面影像進行灰階化處理，以形成多個灰階影像；及根據該第

一門檻值將每一該些灰階影像的該些像素分別指定為該第一像素值及該第二像素值其中

之一，以產生該第一二值影像。

16.   如申請專利範圍第 14項所述的水質檢測方法，其中，產生該第一二值影像之後，更包
括：計算每一所述第一二值影像中由多個對應該第一像素值的像素群聚所形成之至少一

第一區塊的一區塊數量；及選取該區塊數量為一的該些第一二值影像為多個候選影像；

其中，該些候選影像所包括的該第一區塊對應於該散射區塊。

17.   如申請專利範圍第 16項所述的水質檢測方法，其中，選取該區塊數量為一的該些二值影
像為該些候選影像之後，更包括：計算被選取的每一該些候選影像之該第一區塊的一第

一區塊面積為該面積參數。

(2)
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18.   如申請專利範圍第 14項所述的水質檢測方法，其中，選取該區塊數量為一的該些第一二
值影像為多個候選影像之後，更包括：根據該亮度門檻的一第二門檻值，將對應於該些

候選影像的該些灰階影像的像素值分別指定為一第三像素值及一第四像素值其中之一，

以產生多個第二二值影像；其中，由多個該第三像素值群聚所形成之一第二區塊對應於

該散射區塊。

19.   如申請專利範圍第 18項所述的水質檢測方法，其中，產生該些第二二值影像之後，更包
括：分別計算該些第二區塊的一第二區塊面積；及計算每一所述候選影像的該第二區塊

面積相對於該第一區塊面積的一比值為該面積參數；其中，該第二門檻值大於該第一門

檻值，每一所述候選影像中的該第二區塊面積小於該第一區塊面積。

20.   如申請專利範圍第 17或 19項所述的水質檢測方法，其中，計算出該些候選影像的該些
面積參數之後，更包括：根據該篩選值篩選該些面積參數，並保留該面積參數不大於該

篩選值的該些候選影像；及根據被保留的該些候選影像的該些面積參數計算出該參數統

計值；其中，該篩選值為被保留的該些候選影像的該些面積參數之平均值。

21.   如申請專利範圍第 14項所述的水質檢測方法，其中，產生該第一二值影像之後，更包
括：對該些二值影像進行侵蝕及膨脹處理，以消除該些二值影像的毛邊效應。

22.   一種如申請專利範圍第 1項所述之水質檢測系統的校正方法，包括：於該發光器之發光
功率未衰減時，連續檢測該受測水源以判斷該受測水源的濁度；記錄該發光器之發光功

率未衰減且該受測水源持續一時間長度的濁度為清澈等級時之一校正濁度值，並根據該

校正濁度值及一誤差值產生一校正濁度範圍；產生該校正濁度範圍後持續擷取該受測水

源的該些水面影像，並分析及計算該些參數統計值以判斷該受測水源的濁度；於判斷出

該受測水源的濁度持續該時間長度為清澈等級時，計算該時間長度內的該些參數統計值

而產生一參考濁度值；比對該參考濁度值與該校正濁度範圍，以判斷該參考濁度值是否

小於該校正濁度範圍之下限；及當該參考濁度值小於該校正濁度範圍之下限時，根據一

補償比例提高該發光器的發光功率。

23.   如申請專利範圍第 22項所述的校正方法，其中，根據該補償比例提高該發光器的發光功
率之後，更包括：擷取該受測水源的該些水面影像，以計算另一參數統計值；比對所述

另一參數統計值是否不小於該校正濁度範圍之下限；及當所述另一參數統計值是否不小

於該校正濁度範圍之下限時，完成對該水質檢測系統之校正。

24.   如申請專利範圍第 22項所述的校正方法，其中，該校正濁度值為該時間長度內所計算出
之該參數統計值之平均值。

圖式簡單說明

圖 1：本發明提供的一種水質檢測系統實施例之方塊圖；
圖 2：本發明實施例中例示之水面影像示意圖；
圖 3：本發明實施例中例示之二值影像示意圖；
圖 4：本發明實施例中例示之候選影像示意圖；
圖 5A：本發明實施例中例示之第一二值影像示意圖；
圖 5B：本發明實施例中例示之第二二值影像示意圖；
圖 6：本發明提供的一種水質檢測方法實施例之流程圖；
圖 7：本發明提供的另一種水質檢測方法實施例之流程圖；
圖 8：本發明提供的再一種水質檢測方法實施例流程圖；及
圖 9：本發明提供的一種水質檢測系統之校正方法的實施例流程圖。
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